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摘要(译)

描述了一种用于光学检查物体（1）的光学探头（2），所述光学探头具
有用于扫描成像方法的第一光束路径和用于分光镜方法的第二光束路
径。 光学探头包括位于第一光束路径中的第一光纤（9）和配置成使第
一光纤（9）或从第一光纤（9）发出的照明光（31）横向偏转的扫描设
备（10）。 9）出于在扫描成像方法期间扫描对象（1）的目的。 该光学
探针包括在第二光束路径中的第二光纤（11），所述第二光纤被配置为
引导用于光谱法的激发光或被检测物体光；以及分束器滤光器（15），
其中光束路径 借助于分束器滤光器（15），使扫描成像方法的光谱和光
谱方法的光路在探头（2）中部分重叠。 光学探头（2）的直径不超过5
毫米。 此外，给出了一种用于操作光学探头（2）的方法。
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